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Модели на основе распределения Вейбулла-Гнеденко 

для описания деградации функциональных 

параметров изделий электронной техники 
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Аннотация: Математическую модель деградации функционального 

параметра в виде условной плотности предлагается получать на основе 

трехпараметрического распределения Вейбулла-Гнеденко. 
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